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-2 - 61000-4-18 Amend. 1 © IEC:2010

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 77B: High frequency phenomena, of
IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

The text of this amendment is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting
77B/604/CDV 77B/633/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can b¢
on voting indicated in the above table.

d in.the report

the stability date indicated on the IEC web site under "http; i in he data
related to the specific publication. At this date, the publicatig

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

The waveform c
open circuit and

signal and canirql pokiis of the EUT (equipment under test), and prevents test voltage from
affecting any.-auxiliary equipment needed to perform the test. The waves shall be within the
tolerancés-of 6.1.1 or 6.1.2 at the EUT port of the CDN. Verifications shall be made port by
port with'the short circuit test load impedance of 0,1 Q, e.g. 3-phase CDN: L1 to PE, L2 to PE,
L3to\PE, N to PE.

8 Test procedure
Replace the first paragraph by the following:

The performance of the test equipment shall be checked prior to the test. This check can
usually be limited to the existence of the damped oscillatory wave at the output of the
coupling/decoupling network.
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-4 - 61000-4-18 Amend. 1 © CEI:2010

AVANT PROPOS

Cet amendement a été préparé par le sous-comité 77B: Phénomeénes haute fréquence, du
Comité d’études 77 de la CEIl: Compatibilité électromagnétique.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Proist-d-enaudtie. Rapsort-de-\vote.
1 Lid 4

77B/604/CDV 77B/633/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informatj6
abouti a I'approbation de cette norme.

Ir le voterayant

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

Les caractéristiq
générateur avecp

tension d'éssai ne provoque le brouillage des équipements auxiliaires nécessaires aux essais.
Les ondé&s doivent étre a l'intérieur des tolérances de 6.1.1 ou 6.1.2 a l'accés EST du RCD.
Des.xerifications doivent étre faites accés par accés avec I'impédance de charge de 0,1 Q,
pat_ exemple RCD triphasé: L1 a PE, L2 a PE, L3 a PE, N a PE.

8 Procédure d’essai
Remplacer le premier alinéa par le suivant:

La vérification des performances des matériels d'essai doit étre effectuée avant I'essai. Cette
veérification des performances peut habituellement étre limitée a I'existence de I'onde
oscillatoire amortie en sortie du réseau de couplage/découplage.
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